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小型1素子シリコンドリフト検出器
XSDD50-01GR-BOX

Radiation Application Detector

*preamplifier integrated

Digital Signal 

Processing
Data

XAFS (X-ray) 

measurement

Hard X-ray

approx. 10 keV, 

Graphene window

Cylindrical 1-element SDD 

for atmospheric:

XSDD50-01GR

APU101X

APN101X Application

Energy Spectrum,

Fast or ROI SCA 

LV-TTL

pulse output, 

List,

Quick Scan,

etc.

CdTe detector:

XCT551

Hard X-ray

approx. 200 keV

APU101X

APN101X

Cylindrical 4-element SDD 

for atmospheric:

XSDD50-04GR

Cylindrical 7-element SDD 

for atmospheric:

XSDD50-07GR

APU101X

APN101X

APU504X

APN504X

Cylindrical 1-element SDD 

for vacuum:

XSDD50-01WL

APU504X ×2
APN504X ×2

APU508XG

Cylindrical 4-element SDD 

for vacuum:

XSDD50-04WL

APU101X

APN101X

Compact 1-element SDD 

for atmospheric:

XSDD50-01GR-BOX

APU504X

APN504X

Soft X-ray

Vacuum environment, 

window-less

APN504X ×N pcs
APU508XG × N pcs

APU536XG

Hard X-ray

approx. above 10 keV, 

high detection efficiency

Multi-element Ge 

semiconductor detector:

19-element, 25-element, etc.

※写真はイメージです。
※記載内容は予告なく変更することがあります。

XAFS(X線)計測用機器のラインナップ

SDD(シリコンドリフト検出器)・DSP(デジタルシグナルプロセッサ)

7素子シリコンドリフト検出器
XSDD50-07GR

1素子シリコンドリフト検出器
XSDD50-01GR

真空１素子シリコンドリフト検出器
XSDD50-01WL ST200-GV70-AV34

ゲートバルブ及び駆動機構付き

真空4素子シリコンドリフト検出器
XSDD50-04WL ICF114-GP50-Z100

駆動機構付き

真空4素子シリコンドリフト検出器
XSDD50-04WL

NIM型DSP
APN101X / APN504X

高計数用ユニット型DSP 8CH
APU508XG

OCR > 2.5Mcps, 10Gbps

ユニット型DSP
APU101X / APU504X

超高計数用ユニット型DSP 36CH
APU536XG

クイックスキャン1ms, 10Gbps
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